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Herr Tobias Minster, M. Sc.
Freitag, den 25.04.2025, um 14:00 Uhr
Der 6ffentliche Vortrag findet im
Schering-Institut, Callinstr. 25A, Gebdude 3103, Raum 007 im EG
statt.
Dissertation:
“Entwicklung eines innovativen Sensorsystems zur Alterungsanalyse von
Papierisolierungen in Leistungstransformatoren”
Prifungskommission: Prof. P. Werle Referent
Prof. T. Leibfried/ KIT Karlsruhe Referent
Prof. L. Hofmann Vorsitz.
AnschlieBend an den Vortrag findet die mindliche Priifung in einem anderen Raum statt.
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